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Dziatalnos¢ prowadzona/ | Wzorcowanie / Calibration:

Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
) o ) 6.01 dtugosc¢

w statej lokalizacji (S) i 7.01 napiecie DC

poza nig (P) / at permanent | 7 4o prad DC

location (S) and outside of 7.03 napiecie AC

permanent location(P) 7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

7.14 wysokie napiecie i prad

10.02 czestotliwosé
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 096

Laboratorium Pomiarowe Osrodka Pomiaréw i Automatyki
Pracownia wielkosci elektrycznych
ul. Fabryczna 20, 41-404 Mystowice

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla Mlej_sce Metoda pomiarowa
CMC dziat.
Napigcie DC
Analizatory parametrow sieci 0 mVdo 4 mV 0,23 pv S,P Procedury wewnetrzne
Kalibratory 4 mV do 20 mV 0,0053 % PP-01
Karty pomiarowe 20 mV do 200 mV 0,0018 % PP-02
Mierniki napiecia analogowe 0,2Vdo20V 0,0005 % PP-06
Mierniki napigcia cyfrowe 20 Vdo 1000 V 0,0008 %
Mierniki parametréw sieci energetycznych Metoda bezposrednia
Multimetry
Zasilacze
Zrédta napiecia
Prad DC
Analizatory parametréw sieci 0 pAdo 4 pA 0,91 nA S,P Procedury wewnetrzne
Kalibratory 4 uA do 10 pA 0,0090 % PP-01
Karty pomiarowe 0,01 mA do 10 mA 0,002 % PP-02
Mierniki pradu analogowe 10 mA do 100 mA 0,006 % PP-06
Mierniki pradu cyfrowe
Mierniki parametréw sieci energetycznych Metoda bezposrednia
Multimetry i posrednia
Zasilacze
Zrédta pradu statego
Analizatory parametrow sieci 01Ado2A 0,011 % S,P Procedury wewnetrzne
Karty pomiarowe 2Ado20A 0,03 % PP-01
Mierniki pradu analogowe PP-02
Mierniki pradu cyfrowe
Mierniki parametréw sieci energetycznych Metoda bezposrednia
Multimetry
Testery bezpieczenstwa elektrycznego
Kalibratory 0,1Ado2A 0,023 % S, P Procedura wewnetrzna
Zasilacze 2Ado10A 0,03 % PP-06
10Ado30A 0,085%
Metoda bezposrednia
i posrednia
Napigcie AC
Analizatory parametréw sieci 10 Hz do 40 Hz S,P Procedury wewnetrzne
Karty pomiarowe 0,1 mV do 1 mV 0,4 % PP-01
Mierniki napigcia analogowe 1 mVdo 10 mV 0,075 % PP-02
Mierniki napigcia cyfrowe 0,01 Vdo 100V 0,011 %
Mierniki parametréw sieci energetycznych 100 V do 1000 V 0,022 % Metoda bezposrednia
Multimetry
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 40 Hz do 2 kHz
0,1 mVdo 1 mV 0,24 %
1 mVdo 10 mV 0,055 %
10 mV do 100 mV 0,011 %
0,1Vdo10V 0,006 %
10 Vdo 100 V 0,008 %
100 V do 1000 V 0,014 %
2 kHz do 20 kHz
0,1 mVdo 1 mV 0,26 %
1 mVdo 10 mV 0,060 %
10 mV do 100 mV 0,015 %
0,1Vdo10V 0,006 %
10 Vdo 100 V 0,008 %
100 V do 700 V 0,039 %
2 kHz do 10 kHz
700 V do 1000 V 0,018 %
20 kHz do 50 kHz
0,1 mVdo1mV 0,5 %
1 mVdo 10 mV 0,072 %
10 mV do 100 mV 0,023 %
0,1Vdo1V 0,014 %
1Vdo10V 0,010 %
10 Vdo 100 V 0,011 %
100 V do 200 V 0,16 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 096

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:jiz'ce Metoda pomiarowa
CMC i
Analizatory parametréw sieci 50 kHz do 100 kHz S,P Procedury wewnetrzne
Karty pomiarowe 0,1 mVdo1mV 0,7 % PP-01
Mierniki napigcia analogowe 1 mVdo 10 mV 0,12 % PP-02
Mierniki napigcia cyfrowe 10 mV do 100 mV 0,08 %
Mierniki parametréw sieci energetycznych 0,1Vdo10V 0,013 % Metoda bezposrednia
Multimetry 10V do 100 V 0,021 %
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 100 V do 200V 0,16 %
100 kHz do 300 kHz
0,1 mVdo 1 mV 1,3 %
1 mVdo 10 mV 0,25 %
10 mV do 100 mV 0,15 %
0,1Vdo10V 0,045 %
300 kHz do 1 MHz
1 mVdo 10 mV 0,55 %
10 mV do 100 mV 0,37 %
0,1Vdo10V 0,22 %
Generatory 10 Hz do 40 Hz S,P Procedura wewnetrzna
Kalibratory 0,1 mVdo1mV 0,4 % PP-06
Karty pomiarowe 1 mVdo 10 mV 0,075 %
Zasilacze 0,01 Vdo 100V 0,011 % Metoda bezposrednia
100 V do 1000 V 0,022 %
40 Hz do 2 kHz
0,1 mVdo 1 mV 0,24 %
1 mVdo 10 mV 0,055 %
0,01 Vdo10V 0,011 %
10 Vdo 100 V 0,012 %
100 V do 1000 V 0,02 %
2 kHz do 10 kHz
0,1 mVdo 1 mV 0,27 %
1 mVdo 10 mV 0,070 %
0,01 Vdo 700 V 0,019 %
700 V do 1000 V 0,018 %
10 kHz do 20 kHz
0,1 mVdo 1 mV 0,27 %
1 mVdo 10 mV 0,070 %
10 mV do 100 mV 0,034 %
0,1Vdo10V 0,028 %
10 Vdo 100 V 0,030 %
100 V do 700 V 0,039 %
20 kHz do 50 kHz
0,1 mVdo1mV 0,6 %
1 mVdo 10 mV 0,16 %
10 mV do 100 mV 0,071 %
0,1Vdo10V 0,039 %
10 Vdo 100 V 0,046 %
100 V do 200 V 0,16 %
50 kHz do 100 kHz
0,1 mVdo 1 mV 0,7 %
1 mVdo 10 mV 0,46 %
10 mV do 100 mV 0,091 %
0,1Vdo10V 0,091 %
10 Vdo 100 V 0,091%
100 V do 200 V 0,16 %
100 kHz do 300 kHz
0,1 mVdo 1 mV 21 %
1 mVdo 10 mV 1,6 %
0,01 Vdo10V 0,4 %
300 kHz do 1 MHz
1 mVdo 10 mV 31%
10 mV do 100 mV 1,7 %
0,1Vdo10V 1,8 %
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Zakres akredytacji Nr AP 096

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla Mlej_sce Metoda pomiarowa
CMC dziat.
Prad AC
Analizatory parametréw sieci 10 Hz do 50 Hz S,P Procedury wewnetrzne
Karty pomiarowe 0,01 mA do 100 mA 0,05 % PP-01
Mierniki pradu analogowe 01Ado2A 0,06 % PP-02
Mierniki pradu cyfrowe 2Ado10A 0,13 %
Mierniki parametréow sieci energetycznych Metoda bezposrednia
Mierniki pradu uptywu 50 Hz do 1 kHz
Multimetry 10 pA do 100 uA 0,030 %
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 0,1 mA do 100 mA 0,021 %
0,1Ado2A 0,039 %
2Ado10A 0,13 %
10Ado30A 0,22 %
1 kHz do 5 kHz
0,01 mA do 100 mA 0,050 %
0,1Ado2A 0,072 %
5 kHz do 10 kHz
0,01 mA do 100) mA 0,14 %
0,1Ado1A 0,11 %
Kalibratory 10 Hz do 50 Hz S, P Procedura wewnetrzna
Zasilacze 0,01 mA do 100 mA 0,05 % PP-06
0,1Ado2A 0,06 %
2Ado10A 0,13 % Metoda bezposrednia
i posrednia
50 Hz do 1 kHz
0,01 mA do 100 mA 0,05 %
0,1Ado2A 0,06 %
2Ado10A 0,13 %
10Ado30A 0,22 %
1 kHz do 5 kHz
0,01 mA do 100 mA 0,085 %
0,1Ado2A 0,1 %
5 kHz do 10 kHz
0,01 mA do 100 mA 0,09 %
0,1Ado1A 0,11 %
Rezystancja DC
Kalibratory rezystancji 0Qdo0,4Q 8,4 uQ S, P Procedury wewnetrzne
Karty pomiarowe 04Qdo1Q 0,0025 % PP-03
Mierniki rezystancji analogowe 1Qdo10Q 0,0014 % PP-05
Mierniki rezystancji cyfrowe 10 Q do 100 Q 0,0012 %
Mierniki rezystanciji izolacji 0,1 kQ do 100 kQ 0,0012 % Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji uziemienia 0,1 MQ do 1 MQ 0,0015 %
Multimetry 1 MQ do 10 MQ 0,0025 %
Rezystory state 10 MQ do 100 MQ 0,013 %
Rezystory regulowane 0,1 GQdo1GQ 0,05 %
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 1GQdo 10 GQ 0,25 %
Wzorce rezystancji
Mierniki rezystancji analogowe 0,1 GQdo1GQ 0,12 % S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe 1GQdo 10 GQ 0,27 % PP-03
Mierniki rezystancji izolacji 10 GQ do 100 GQ 0,58 %
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 100 GQ do 1000 GQ 1,3 % Metoda bezposrednia

Wersja strony: A

Wydanie nr 19, 21.05.2026 r. a/7




PCA

Zakres akredytacji Nr AP 096

Niepewnos¢ Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji al Metoda pomiarowa
CMC i
Wysokie napigcie i prad
Testery bezpieczenstwa elektrycznego DC S,P Procedura wewnetrzna
I?rébniki przebicia 1 kV do 10 kv 0,05 % PP-07
Zrodta napigcia 10 kV do 50 kV 2%
Uktady do pomiaru wysokiego napigcia Metoda bezposrednia
i posrednia
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 50 Hz do 60 Hz S,P Procedura wewnetrzna
I?rébniki przebicia 1kV do 10 kv 0,15 % PP-07
Zrodta napiecia
Uktady do pomiaru wysokiego napigcia 50 Hz Metoda bezposrednia
10 kV do 100 kV 2% i posrednia
Czestotliwos¢
Analizatory parametrow sieci 10 Hz do 1 MHz 0,003 % S, P Procedura wewnetrzna
Karty pomiarowe PP-04
Mierniki czestotliwosci cyfrowe
Mierniki parametréow sieci energetycznych Metoda bezposrednia
Multimetry
Generatory 1 Hz do 40 Hz 0,0005 % S,P Procedura wewnetrzna
Kalibratory 40 Hz do 10 MHz 0,0002 % PP-06
Metoda bezposrednia

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzone;.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 096

Laboratorium Pomiarowe Osrodka Pomiaréw i Automatyki
Pracownia wielkosci geometrycznych
ul. Fabryczna 20, 41-404 Mystowice

Niepewnosé Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji al Metoda pomiarowa
CMC i}
Dlugosé
Suwmiarki 0 mm do 150 mm 0,015 mm S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 0,018 mm PP-G-01
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 25 mm 1,5 um S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,9 ym PP-G-02
50 mm do 75 mm 2,4 pm
75 mm do 100 mm 3,1 pm
100 mm do 125 mm 3,7 um
125 mm do 150 mm 4,3 ym
150 mm do 175 mm 5,0 um
175 mm do 200 mm 5,6 um
200 mm do 225 mm 6,3 um
225 mm do 250 mm 6,9 um
250 mm do 275 mm 7,6 um
275 mm do 300 mm 8,2 ym

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 096

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

——

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAtU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 21.05.2026 r.
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